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产品名称 CheckSum IC Device Test Systems IC测试系统

公司名称 深圳市森力普电子有限公司

价格 面议

规格参数 类型:电子元件测试仪
品牌:CheckSum

公司地址 深圳市宝安区西乡街道三围社区奋达高新科技园
C栋4楼南面

联系电话 27588423 15712184290

产品详情

 

 

checksum集成电路测试系统应用于集成电路设计与组装公司用来检测集成电路的电气缺陷，如开短

路、电阻、电容及二极管的电压。

概述：

该测试系统是测试ic的一个低成本解决方案。具有占用空间小和低能耗的特点，可用于实验室及净

化室。

系统可以配置广泛的通道，典型配置可达1000个通道，配置齐全可达8000个通道，系统可以设置测

试多个站点设备，所有的测试结果保存到内置的spc软件进行分析。

模块化的架构使得可以从桌面测试和调试与实时分析工具对大容量、多站点生产在同一测试系统。

机械基础架构可以很容易地扩展来满足您的未来需求。该系统可控制一个处理程序来自动改变零件

和测试而不需要人为操作。



系统提供所有这些功能所占空间不到一平方米，相比之下，传统的ate提供这些功能所占的空间是该

系统的4-6倍，该系统采用风冷系统，最大限度降低对空调的要求。

系统采用标准的windows电脑控制测量子系统，可以由负载板或者其它接口装置连接到被测装置。

ic座测试

系统高数量的pin脚测试能力，重复性高，四线低阻测试以及自动学习功能，非常适合ic座的开路及

连通性能测试。

老化板

系统高数量的pin脚测试能力，高重复性和可靠性，复杂的阻抗测量和多通道监视加上自动学习功能

，使得其适合测试包括老化板在内的各种类型的板。

 

更多详细内容请浏览checksum官方网站：http://www.checksum.com

本产品的加工定制是否，类型是电子元件测试仪，品牌是CheckSum，型号是ICDeviceTestSystemsIC测试
系统，测量范围是1-19欧姆，测量频率是1-50Hz（Hz），测量精度是0.0001，适用范围是电子元件测试测
量
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